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  XRF Vanta™دستگاه
ppm با دقت (U) تا اورانیوم (Mg) اندازه گیری عناصر شیمیایی از منیزیم

مقاوم و بادوام: دارای تاییدیه تست سقوط طبق استاندارد    

مقاوم در برابر گرد و غبار و رطویت: دارای تاییدیه   

صفحه نمایش لمسی بزرگ با سیستم عامل هوشمند

دارای دوربین ثبت تصویر نمونه

دارای GPS داخلی برای ثبت اطلاعات مکانی نمونه ها
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ppm با دقت (ppm با دقت (ppm U) تا اورانیوم (

مقاوم و بادوام: دارای تاییدیه تست سقوط طبق استاندارد    

مقاوم در برابر گرد و غبار و رطویت: دارای تاییدیه   

صفحه نمایش لمسی بزرگ با سیستم عامل هوشمند

 داخلی برای ثبت اطلاعات مکانی نمونه ها
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Handheld XRF
Analyzers

ویژگی های نرم افزاری قدرتمند

امکان اتصال از طریق وای فای، بلوتوث، USB و کابل انتقال داده

PDF و CSV خروجی داده ها با فرمت های

تعریف کلمه کاربری مجزا برای کاربران دستگاه

(Grade match messaging) امکان شناسایی نمونه ها براساس گرید مواد

تنوع محصول

سری Vanta Element: شناسایی آلیاژها

سری Vanta Element-S: شناسایی آلیاژها و عناصر سبک

سری Vanta Max: آنالیز محیطی، آنالیز خاک، مواد معدنی و کشف معادن 

سری Vanta Core: شناسایی آلیاژها، مواد فلزی و فلزات گرانبها

((magnesium (Mg), aluminum (Al), silicon (Si), sulfur (S), and phosphorus (P)
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ارزیابی استفاده از آلیاژ مناسب در قسمت های بحرانی فرآیند

منطبق با استاندارد

شناسایی احتمال پوسیدگی و خوردگی مسیرهای فرآیندی 
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Excitation Source

Primary Beam Filtration

Detector

Power

Display

Operating Environment

Drop Test

IP Rating and Detector Shutter

Pressure Correction
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Vanta for Positive
Material 
Identification
(PMI)


